Opticky emisni spektrometry rady PolySpek

ARUN Technology
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PolySicé -

Novy stolni multi-CCD multi-optic
spektrometr
vykonny stoln{ jiskrovy opticky emisni
spektrometr
- ruzné modely pfesné pro vasi aplikace
- vlnovy rozsah 165 az 780 nanometrt
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propracovany fidici program SPARCS

Zakladni rysy:

- kompaktn{ stolni provedeni

- Tizeny standardnim pocitacem pies
USB rozhranf

- Zadnda vakuova pumpa

- oteviené jiskfisté, vhodné i pro
rozmérné vzorky

- velmi jednoducha instalace

- rychla multiprvkova analyzy

- 4 multi CCD optiky

- v kazdé optice holograficka difrakcni
miizka

- spojité snimdni celého spektra

- hmotnost — jen 30 kg

PolySpek-N

- jiskra v argonové atmosféie

- rozsah vlnovych délek 225-470 nm

- pro neZelezné aplikace, kde neni
potieba stanovovat fosfor, siru. Idealn{
pro slitiny hliniku, hot¢iku, zinku nebo
medi.

- jedno nebo vice matricovy systém

PolySpek-F

- jiskra v argonové atmosféie

- rozsah vlnovych délek 165-470 nm

- pro zelezné nebo niklové slitiny, kde je
potieba stanovovat i fosfor, siru a
nizké koncentrace dusiku

- pro slitiny médi, kde je potieba i fosfor

- Jedno nebo vice matricovy systém

PolySpek-A
- jiskra v argonové atmosfére
- rozsah vlnovych délek 165-780 nm
- pro slitiny hliniku, kde je potieba
stanovovat fosfor, sodik, lithium a
draslik
- Jednomatricovy systém

PolySpek-M
- jiskra v argonové atmosfére
- rozsah vlnovych délek 165-780 nm
- multimatricové aplikace, kde je
potieba cely rozsah vinovych délek
(od UV oblasti az po infracervenou)

Opticky systém
- multi optika
- vlnovy rozsah 165 — 780 nm
- prachuvzdorné provedeni
- az 4 linearni multi CCD optiky
- neomezeny pocet kanall
- automaticka elektronicka profilace

Budici zdroj

- plné polovodicovy s vnitini stabilizac{

- pocitacem fizend opakovaci frekvence,
energie a casovani

- max. frekvence 400 Hz

- max. proud az 200 A

- predjiskfeni s vysokou energif

- parametry se automaticky nastavuji pfi
zmén¢ programu

Jiskristé

- argonem proplachovany ,,Petryho*
stolek

- oteviené jiskfisti, Ize analyzovat malé i
velké vzorky

- velmi nizka spotieba argonu mezi
méfenimi

- optimdlni proplach optické cesty

- wolframova elektroda

- jednoduché cisténi jisktiste

Rizeni a sbér dat
- externi standardni PC
- Windows XP
- propojeni s piistrojem pies USB
- moZnost pouZiti dotykové obrazovky




Ridici program SPARC

Ceska verze programu

voliteln€ — specidlni menu pro
dotykovou obrazovku

analytické programy ptipravené dle
pozadavku zdkaznika

automatické meziprvkové korekce
rizné médy zobrazeni vysledki (jeden
nebo vice na jedné obrazovce)
zobrazovani primérd, standardni
odchylky, relativni standardn{
odchylky

identifikace slitin

rezim Ano/Ne

rekalibrace pro kazdy program
typova rekalibrace

ukl4déani a zobrazovani uloZenych dat
automatické ukladani vSech udalost{
export dat (napt. na USB disk)
prenos vysledki po siti

generdator tiskovych sestav

export dat do Excelu

interface pro systémy kontroly kvality

Vaha a rozméry

velikost spektrometru 475 x 475 x 235
mm
celkova transportni hmotnost 34 kg

Pozadavky na instalaci:

220 V 50 Hz, standardni zasuvka
argon — Cistota 99,999%
pracovni teplota 0 az 35 st. C

Vyhradni zastoupeni pro CR a SR:

HILGER s.r.o.
HUKOS s.r.o.
Mistecka 258

72002 Ostrava-Hrabova

tel.: 596706301
fax: 596721158

e-mail: hilger @hilger.cz

www.hukos.cz
www.aruntechnology.com




